
SPring-8 共用CryoTEM・2026B期(2026年10月～2027年3月)マシンタイム表 2026/8/7

凡例 成果非専有 成果非専有 （自動測定） 共用一般課題 (成果非専有課題; SB分科会) BINDS募集枠 創薬等ライフサイエンス研究支援
基盤事業募集枠

Open 共用一般課題採択者の随時利用枠 BINDS高度化
創薬等ライフサイエンス研究支援

基盤事業高度化枠

成果専有 成果専有(自動測定) 共用一般課題 (成果専有課題) 理研 理研内部利用枠

高性能化・調整 CryoTEM調整等インハウス時間

調整・時期指定 CryoTEM調整時間 (成果専有時期指定利用可能)

EM01CT (CRYO ARM 300) EM02CT (CRYO ARM 200) EM03CT (Krios G1) EM04CT (Glacios)
10:00-10:00 特記事項 10:00-10:00 特記事項 10:00-10:00 特記事項 10:00-10:00 特記事項

10月

1 Th
2 Fr BINDS (User) BINDS (User)
3 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
4 Su 調整期間 調整期間

5 Mo
6 Tu BINDS (User) BINDS (User)
7 We BINDS (User) BINDS (User)
8 Th BINDS (User) BINDS (User)
9 Fr RIKEN RIKEN

10 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
11 Su

調整期間 調整期間
12 Mo
13 Tu
14 We

研修会

BINDS (User) BINDS (User)
15 Th BINDS (User) BINDS (User)
16 Fr BINDS (User) BINDS (User)
17 Sa 自動測定 自動測定 RIKEN RIKEN
18 Su 調整期間 調整期間

19 Mo
20 Tu BINDS (User) BINDS (User)
21 We BINDS (User) BINDS (User)
22 Th BINDS (User) BINDS (User)
23 Fr RIKEN RIKEN
24 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
25 Su 調整期間 調整期間

26 Mo
27 Tu

研修会

BINDS (User) BINDS (User)
28 We BINDS (User) BINDS (User)
29 Th BINDS (User) BINDS (User)
30 Fr RIKEN RIKEN
31 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
1 Su 調整期間 調整期間

 11月

2 Mo
3 Tu BINDS (User) BINDS (User)
4 We 調整期間 調整期間

5 Th BINDS (User) BINDS (User)
6 Fr BINDS (User) BINDS (User)
7 Sa 自動測定 自動測定 RIKEN RIKEN
8 Su 調整期間 調整期間

9 Mo
10 Tu BINDS (User) BINDS (User)
11 We BINDS (User) BINDS (User)
12 Th BINDS (User) BINDS (User)
13 Fr RIKEN RIKEN
14 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
15 Su 調整期間 調整期間

16 Mo
17 Tu

研修会

BINDS (User) BINDS (User)
18 We BINDS (User) BINDS (User)
19 Th BINDS (User) BINDS (User)
20 Fr RIKEN RIKEN
21 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
22 Su

調整期間 調整期間
23 Mo
24 Tu
25 We BINDS (User) BINDS (User)
26 Th BINDS (User) BINDS (User)
27 Fr BINDS (User) BINDS (User)
28 Sa 自動測定 自動測定 RIKEN RIKEN
29 Su 調整期間 調整期間

30 Mo
1 Tu

研修会

BINDS (User) BINDS (User)
12月 2 We BINDS (User) BINDS (User)

3 Th BINDS (User) BINDS (User)
4 Fr RIKEN RIKEN
5 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
6 Su 調整期間 調整期間

7 Mo
8 Tu BINDS (User) BINDS (User)
9 We BINDS (User) BINDS (User)

10 Th BINDS (User) BINDS (User)
11 Fr RIKEN RIKEN
12 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
13 Su 調整期間 調整期間

14 Mo
15 Tu BINDS (User) BINDS (User)
16 We BINDS (User) BINDS (User)
17 Th BINDS (User) BINDS (User)
18 Fr RIKEN RIKEN
19 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)

1月

18 Mo
19 Tu

研修会

BINDS (User) BINDS (User)
20 We BINDS (User) BINDS (User)
21 Th BINDS (User) BINDS (User)
22 Fr RIKEN RIKEN
23 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
24 Su 調整期間 調整期間

25 Mo
26 Tu BINDS (User) BINDS (User)
27 We BINDS (User) BINDS (User)
28 Th BINDS (User) BINDS (User)
29 Fr RIKEN RIKEN
30 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
31 Su 調整期間 調整期間

2月

1 Mo
2 Tu

研修会

BINDS (User) BINDS (User)
3 We BINDS (User) BINDS (User)
4 Th BINDS (User) BINDS (User)
5 Fr RIKEN RIKEN
6 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
7 Su 調整期間 調整期間

8 Mo
9 Tu BINDS (User) BINDS (User)

10 We BINDS (User) BINDS (User)
11 Th 調整期間 調整期間

12 Fr BINDS (User) BINDS (User)
13 Sa 自動測定 自動測定 RIKEN RIKEN
14 Su 調整期間 調整期間

15 Mo



2月

16 Tu
研修会

BINDS (User) BINDS (User)
17 We BINDS (User) BINDS (User)
18 Th BINDS (User) BINDS (User)
19 Fr RIKEN RIKEN
20 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
21 Su 調整期間 調整期間

22 Mo
23 Tu 調整期間 調整期間

24 We BINDS (User) BINDS (User)
25 Th BINDS (User) BINDS (User)
26 Fr BINDS (User) BINDS (User)
27 Sa 自動測定 自動測定 RIKEN RIKEN
28 Su 調整期間 調整期間

3月

1 Mo
2 Tu

研修会

BINDS (User) BINDS (User)
3 We BINDS (User) BINDS (User)
4 Th BINDS (User) BINDS (User)
5 Fr RIKEN RIKEN
6 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
7 Su 調整期間 調整期間

8 Mo
9 Tu BINDS (User) BINDS (User)

10 We BINDS (User) BINDS (User)
11 Th BINDS (User) BINDS (User)
12 Fr RIKEN RIKEN
13 Sa 自動測定 自動測定 BINDS (R&D) BINDS (R&D)
14 Su 調整期間 調整期間




